Lp

Wymaganie

Opis warunkow spetnienia

Wymagania
ogodlne

Oprogramowanie do modelowania i numerycznej analizy elektromagnetycznej
struktur przestrzennych wykonanych z metalu i dielektrykédw, w tym: falowoddw,
rezonatoréw falowodowych, wejs¢ i wyjs¢ mocy mikrofalowych, anten, uktaddéw
antenowych, elektromagnesow.

Zakres
czestotliwosci

10 MHz - 67 GHz

Licencja

Dozywotnia typu LAN oparta na serwerze licencji umozliwiajgca realizacje
projektow komercyjnych. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ zadnych dodatkowych
kosztéw po uptywie 36 miesiecznego wsparcia.

Wydajnos¢

Sposdb licencjonowania zapewnia mozliwos¢ obliczen HPC (High-Performance
Computing), ktéry umozliwi jednoczesne korzystanie z procesorow komputera.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ modelowanie nowych struktur do analizy w
interfejsie graficznym przez dwdch réznych uzytkownikéw jednoczesnie, w tym
mozliwos¢ wykonywania obliczen przez co najmniej jednego z tych uzytkownikéw
w trakcie pracy obu uzytkownikéw jednoczesnie.

Oferowana licencja w zakresie obliczen ma umozliwia¢ co najmniej réownolegte
obliczenia na 32 rdzeniach procesora (2 procesory fizyczne z 16 rdzeniami kazdy
lub 1 procesor fizyczny 32-rdzeniowy).

Interfejs
uzytkownika

Oprogramowanie wyposazone w interfejs graficzny do modelowania struktur 3D
oraz zadawania ich parametrow materiatowych. Interfejs uzytkownika
umozliwiajgcy réwniez analize uzyskanych  wynikow (rozktadéw pdl
elektromagnetycznych, parametréw S uktadéw falowodowych, napie¢ i natezen
pragdow) i przedstawienie ich w postaci wykresow dwu- i tréjwymiarowych w
dziedzinie czasu, czestotliwosci i przestrzeni w zaleznosci od analizowanego
parametru.

Funkcjonalnos¢

Oprogramowanie
ma umozliwiac:

Analize  elektromagnetyczng  tréjwymiarowych  struktur  mikrofalowych
promieniujgcych:

1. wdziedzinie czasu metodg FIT (Finite Integration Technique) oraz metoda
Sledzenia promieni (asymptotyczna-ray tracing) do analizy duzych
struktur elektromagnetycznych,

2. w dziedzinie czestotliwosci metodg FEM (Finite Element Method) oraz
MoM (Method of Moments)

3. symulacje $ledzenia w dziedzinie czasu czastek, umozliwiajacg obliczenie
trajektorii czastek elementarnych (elektrondéw) jak i wytwarzanych przez
nie pol elektromagnetycznych w dziedzinie czasu z uwzglednieniem
wptywu fadunku przestrzennego i wzajemnego oddziatywania miedzy
czgstkami.

Badanie efektu koronowego, czyli okreSlania poziomu mocy przebicia RF w
urzadzeniach pasywnych, w tym: wnekach, falowodach, rezonatorach
falowodowych.

Wyznaczanie rezonanséw wiasnych oraz liczb falowych réznych typow pdl struktur
geometrycznych.




Pobudzenie analizowanej struktury za pomocg zrdédta punktowego (pobudzenie
pragdowe lub napieciowe na krotkim odcinku przewodnika), falowodowo oraz za
pomoca fali ptaskiej.

Modelowanie materiatéow stratnych, nieliniowych, anizotropowych,
niejednorodnych, definiowanie materiatu za pomoca petnego tensora.

Parametryzacje analizowanego modelu, badania parametryczne, optymalizacje
wynikéw.

Wyznaczanie parametrow macierzy rozproszenia S oraz emisji pola z analizowanej
struktury.

Zadanie pobudzenia w dziedzinie czasu sygnatem o zadanej sygnaturze (ksztatcie i
czasie trwania).

Import i eksport struktur 3D i 2D w formatach: DXF, GDSII, STL, NASTRAN, STEP.

Wsparcie

Producent oprogramowania ma zapewni¢ 36 miesieczne utrzymanie
oprogramowania, czyli przez 36 miesiecy od daty zakupu do oprogramowania beda
bezptatnie dostarczane aktualizacje oraz $wiadczona bedzie zdalna pomoc
dotyczaca instalacji oraz korzystania z funkcji oprogramowania. Wsparcie ze strony
Dostawcy musi by¢ realizowane przez osobe certyfikowang przez producenta
oprogramowania w zakresie wsparcia technicznego dla oprogramowania
bedacego przedmiotem zamodwienia.




